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Inovasyon ve Patentin Onemi

Gunumuzde tum toplumlar ve yoneticileri
bilimsel ve teknolojik gelismenin 6neminin
farkinda olup bunlar guclendirmeye
yonelik politikalar gelistirmeye
calismaktadir.

Bilginin, bilimin Gretildigi en é6nemli kurum
olan Universiteler yeni teknolojilerin
gelistirilmesinin de birincil potansiyel
kaynagini teskil ederler.

Universiteler, editim faaliyetlerinin yaninda
arastirma faaliyetleriyle bilimsel ve
teknolojik gelismeye katkida bulunurlar.
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Inovasyon ve Patentin Onemi

e Bilimsel calismalardan farkli olarak
patentlerin konulari sadece uygulanabilir
buluslardir.

e Ayrica patentler, dogrudan bulus sahibine ait
munhasir bir mulkiyet (sinai mulkiyet) olup
satilabilen, kiraya verilebilen, muhtelif
sekillerde lisanslanabilen, sahibine ve Ulkeye
dogrudan ekonomik fayda saglayabilen gayri
maddi bir varlik ve haktir.

e Dolayisiyla politika koyucular ve Universiteler
patentleri tesvik edici politikalar ve
uygulamalar gelistirmeye calismaktadirlar.
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Inovasyon ve Patentin Onemi

e Bilimsel yayin uydu ile her aliciya acik bir
yayin gibidir. Her alici, yayin sahibine hicbir
ddeme yapmaksizin yayindan istifade
edebilir.

e Buna karsin patent ise kablolu yayin gibidir.
Dogrudan yayin sahibine kazanc saglar.

e Dolayisiyla, tlkenin teknolojik ve ekonomik
gelismesine asil ve dogrudan katkida
bulunacak olan tekniklerin gelismesini ve
korunmasini ifade eden patentlerin
artmasidir.
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Inovasyon ve Patentin Onemi

e YayIn bulusun onceden ifsasi anlamina gelir,
bu da belirli sartlar disinda genel olarak
patent alinmasina mani teskil eder.

e Bulus sahibinin basvurudan ya da richan
hakkindan oOnceki 12 ayl gecmeyen slre
icindeki aciklamalari patentlenebilirlige halel
getirmez. Bunun disinda yapilan yayinlar
patent basvurusunu oldurar.

e Bilimsel bilgiyi Greten ve yayinlayan Kkisi
kendi onunu, patent yolunu
kapatabilmektedir.
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Universitelerde Akademik Unvanlarin
Elde Edilmesi ve Atanma Kriterleri -
PATENTLER

e Universitelerde akademik unvanlarin elde
edilmesi ve atanma kriterleri, akademik
calismalari yonlendiren en onemli tesvik
enstrimanlaridir.

e Nitekim Turkiye'de akademik unvanlarin elde
edilmesinde ve akademik kadrolara (Dr.
Ogretim Uyesi, Docent, Profesor)
atanmalarda getirilen uluslararasi yayinlari
ve endeksleri belirli dlcide zorunlu da kilan
kriterler ve puantaj sistemi sonucunda Turk
Universiteleri son yillarda bu alanda buyuk
gelisme kaydetmistir. 1136



Universitelerde Akademik-Atanma
Kriterleri ve PATENTLER

e Benzer sistem kismen ve belirli bir standart
olmadan farkli sekillerde patentler icin de
uygulanmasina (Universitelerde akademik
unvanlarin elde edilmesi ve atanma
kriterlerinin patentleri tesvik edici olmasina)
ragmen bunlar beklenen sonucu
dogurmamakta, akademisyenler cok blyuk
Olcude patent yerine yayin yolunu tercih
etmektedir.
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Universitelerde Akademik-Atanma
Kriterleri ve PATENTLER

e Bunun sebebi -akademisyenlerin patent
sistemine pek asina olmamasinin yaninda
“patentin alinmis olmasi” seklindeki
akademik kriterlerdir.

e Oysa patent sureci basvurudan itibaren
ortalama 4 yillik bir stredir. Arastirmanin
kendisi de dahil edildiginde bu oldukca uzun
bir sire olmakta ve bir an evvel akademik
unvan ve kadrosunu elde etmeye calisan
akademisyenler puan sistemi cazip dahi olsa
patent yolu yerine yayin yolunu tercih
etmektedir. 036




Universitelerde Akademik-Atanma
Kriterleri ve PI-_\_TENTLER
Yeni Model Onerisi

e ... akademik unvanlarin elde edilmesinde ve
akademik kadrolara atanmalarda patentler
basvurudan son tescile kadarki strecin her
asamasil icin ayri ayri puanlanarak

uygulanabilir ve cazip hale getirici bir model
onerilmektedir.
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Mevcut Durum



YOK'l(in Docentlik Kriterler

YOK’lUin merkezi (UAK) docgentlik kriterlerine toplam
100 puan almak gerekmektedir.

Adayin hazirladigi lisanslstl tezlerden Uretilmemis
olmak kaydiyla;

a) SCIE veya SSCI kapsamindaki dergide

yayimlanmis makale Q1: 30 puan, Q2: 20, Q3: 15,
Q4: 10 puan

AHCI kapsamindaki dergide yayimlanmis makale 20
puan

ESCI veya Scopus kapsamindaki dergide
yayimlanmis makale 10

Diger uluslararasi indekslerde taranan dergide
yayimlanmis makale 5 12/36



YOK'l(in Docentlik Kriterler

e Tescil edilmis uluslararasi patent 20 puan
e Tescil edilmis ulusal patent 10 puan
e Tescil edilmis faydali model 5 puan

e Degerlendirmeye alinmis kisisel patent
basvurusunda bulunmus olmak 2 puan
verilmektedir.

(Patentlerde puan kisi sayisina bolindur.)
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YOK'l(in Docentlik Kriterler

e YOK'Uin docentlik kriterleri akademik calismalari
asll belirleyen-yonlendiren temel kriter.

e Universitelerin kriterleri ikincil...

e YOK’'Un docentlik kriterlerine gére patentler
makalelere gore dusuk ve slUrece yeterince
yayillmamis...
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Yildiz Teknik Universitesi

Doktor Ogretim Uyesi Kadrosuna Basvuru icin
puan kriterleri 100 puan

Docent Kadrolarina Basvuru icin puan kriterleri
200 puan

Profesor Kadrolarina Basvuru icin puan
kriterleri 400 puan

Uluslararasi patent icin 20 puan,
Ulusal patent icin ise 10 puan verilmektedir.

Basvurulan docentlik bilim alani ile ilgili olmak
kaydiyla alinan tescil islemleri tamamlanmis...
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Istanbul Teknik Universitesi

e Uluslararasi Kitap: Kitap yazarlhgi 60 puan

e Uluslararasi Makaleler :
Expanded SCI, SSCI, AHCI kapsamindaki yayinlar 20 puan

e Patentler (Onay Belgeli)

Ruchanli, incelemeli patent 70 puan
Ruchansiz,incelemeli patent 60 puan
Incelemesiz,uygulamall patent 50 puan
Incelemeli, uygulamasiz patent 40 puan
Faydali model 45 puan

Endustriyel tasarim tescili 30 puan

Patentler uygulamanin, alaninda kullanildigini goésteren bir belge (patent
enstitisinden onayli belge veya patent konusu (zerinde kabul edilmis bir
uluslararasi makale) ile belgelenmesi gerekir. 16/36



Istanbul Ticaret Universitesi

eAlaninda bilimsel kitap yazarhgi 60-120 puan

- SCI, SSCI, AHCI kapsamindaki dergilerde
yayimlanan makaleler icin:

¢Q1-Q4 siniflamasindaki dergilerde yayinlanan
makaleler 110-60 puan

SCOPUS kapsamindaki dergilerde yayimlanan
makaleler igin:

¢Q1-Q4 siniflamasindaki dergilerde yayinlanan
makaleler 90-40 puan

oESCI (Emerging Sources Citation Index)
tarafindan taranan dergilerde yayimlanan
makaleler 50 puan
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Istanbul Ticaret Universitesi

e Uluslararasi alan endeksleri tarafindan taranan
dergilerde yayimlanan makaleler 40 puan

e ULAKBIM/TR DIZIN kapsamindaki dergiler
tarafindan yayimlanan makaleler 30 puan

e Uluslararasi hakemli dergilerde yayimlanan
makaleler 25 puan

PATENT VE TASARIM CALISMALARI

e (Tescil edilmis ve anlasmasi yapilmis patent,
tasarim ve faydali model icin tam puan alinir. Tescil
islemi tamamlandiginda 6nceki asamalardan alinan
puanlar tam puandan duser)
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Istanbul Ticaret Universitesi

Uluslararasi Patent, Sinai ve Mimari Tasarim
Calismalari

Tescil edilmis ve anlasmasi yapilan incelemeli patent
100 puan

Ilk tescili yapilmis incelemeli patent 50 puan
Sonraki tescilleri yapilmis incelemeli patent 15 pn.
Incelemeli patent basvurusu 30 puan

Tescil edilmis ve anlasmasi yapilan incelemesiz
patent 80 puan

Ilk tescili yapilmis incelemesiz patent 40 puan
Sonraki tescilleri yapilmis incelemesiz patent 10 pn.
Incelemesiz patent basvurusu 25 puan
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Istanbul Ticaret Universitesi

Tescil edilmis ve anlasmasi yapilan tasarim 50 puan
Tasarim basvurusu 20 puan

Tescil edilmis ve anlasmasi yapilan faydali model 40
Faydali model basvurusu 20 puan

Mimari proje, planlama ve kentsel tasarim
calismalarinda muellif olmak 100 puan

Mimari proje, planlama ve kentsel tasarim
calismalar ekibinde yer almak 50 puan
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Istanbul Universitesi

e Doktor Ogretim Uyesi icin toplam 300,
Docentlik icin 500 puan Profesorltk icin
/00 puan

e Ayrica en az bir dis kaynakli ulusal veya
uluslararasi projede gorev almis veya
gorev aliyor olmasi (C3-C4 maddeleri)
veya Fikri ve Sinai Mulkiyet Haklari
Faaliyetlerinden bir tanesine (C5 3
maddeleri) basvurmus/almis olmasi
gerekir.
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Istanbul Universitesi

e GIRISIMCI VE YENILIKCI UNIVERSITE
FAALIYETLERI bashgi altinda

e Ulusal Patent Basvurusu 10
e Uluslararasi Patent Basvurusu 50

e Ulusal Patent Belgesi 100

e Uluslararasi Patent Belgesi 200
e Faydalli Model Belgesi 100
e Endustriyel Tasarim Belgesi 100

e Lisanslanan Ulusal Patent Belgesi 200
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Istanbul Universitesi

Lisanslanan Faydali Model Belgesi 100 puan
Lisanslanan Endustriyel Tasarim Belgesi 100
Bilimsel Kitap Yazarligi 50 puan

SCOPUS ve WoS-ESCI Kapsamindaki
Dergilerdeki Yayinlar 30 puan

SCIE / SSCI / AHCI Kapsamindaki
Dergilerde Yayimlanmis Makale 40 puan
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Cukurova Universitesi

Doktor 6gretim Gyeligi icin 100, docentlik icin
220, profesorluk icin 400 puan almak gerekir.

ODULLER ve PATENT ALMA

Onay belgesi alinmis (Basvuru yapilmis,
degerlendirme asamasinda olanlara 1/3
oraninda puan verilir)

Uluslararasi patent 36 puan

Uluslararasi Patent: Uluslararasi arastirma ofisleri
tarafindan (PCT - Patent Cooperation Treaty) bulusun
veni ve bulus basamagi icerdigine dair arastirma
raporu alinmis patent basvurusu
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Cukurova Universitesi

e Ulusal patent 18 puan

Ulusal Patent: Tlrk Patent Enstitusu tarafindan bulusun
veni ve bulus basamagi icerdigine dair arastirma raporu
alinmis patent basvurusu

e Faydali model / endUstriyel tasarimlarin
belgelendirilmesi, 6zgun eserlerin telif
haklari 6 puan

e SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI
kapsamindaki dergilerde yayimlanmis tam
arastirma makalesi Etki faktoru (EF) 10-15
puan arasil. o



Adiyaman U Universitesi

e Doktor ogretim Uyesi kadrosu icin 400 puan
e Profesorlik 900 puan
e Uluslararasi/PCT patent 500

e Endlstride kullanilan (Lisans satisi/kiralama
gerceklestirilmis) patentler 400

e Ulusal patent 300
e Faydali model 200

e Marka/Tasarim tescil 100
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Adiyaman Universitesi

MAKALELER

A.1. SCI (Science Citation Index-
Expanded), SSCI (Social Science Citation
Index), AHCI (Arts and Humanites Citation
Index) tarafindan taranan dergilerde
yayimlanmis orijinal arastirma makaleleri
150

Yurt icinde yayimlanmis kitap
100 Yurt disinda yayimlanmis kitap 150
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Artvin Coruh Universitesi
e Doktor Ogretim Uyesi kadrosu 15 puan

e Profesor kadrosu 270 puan
e Yurtdisi patent (her bir arastirmaci icin) 100
e Yurtici patent (her bir arastirmaci icin) 50

e Faydali model (her bir arastirmaci icin) 30
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Artvin Coruh Universitesi

e MAKALELER

e Al SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI kapsamindaki
dergilerde yayinlanan makale 40 puan

e A2 Alan endeksler kapsamindaki dergilerde
makale 25 puan

e A3 Alan endeksi kapsami disindaki diger
uluslararasi hakemli dergiler ve ULAKBIM
TR-Dizin tarafindan taranan ulusal hakemli
dergilerde yayinlanmis arastirma makalesi
16 puan
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Eskisehir Osman Gazi Univ.

e Doktor Ogretim Uyesi kadrosu 60 puan
e Docent Kadrosu icin 300 puan

e Profesor Kadrosu icin 450 puan
GIRISIMCILIK VE YENILIKCILIK FAALIYETLERI

e Basvurulan bilim alani ile ilgili olmak kaydiyla

e Uluslararasi patent 40
e Ulusal patent 30

e Faydali model, endlstriyel tasarim, bilimsel
tasarim 10
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Eskisehir Osman Gazi Univ.

e SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI
kapsamindaki dergilerde yayimlanmis
makale 20 puan

e ULAKBIM tarafindan taranan ulusal hakemli
dergilerde yayimlanmis makale 8 puan

(Patentlere verilen pay makalelere gore de cok
yuksek)
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Icerik

o Tespitler
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Tespitler

e Genel itibariyle patent puanlarinin makale
puanlarina yakin oldugu ancak kitap
yazarlgi puanlarindan distk oldugu
soylenebilir.

e Mevcut durum, genelde 6gretim
gorevlilerinin 6zgun bilimsel calismalari icin
patent almasini caydirici niteliktedir.
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Neden Caydirici

e Akademik yukseltilme ve atanma oOlcutlerinde
patentin etkisinin az olmasi

e Patent alim slrecinin uzun olmasi (3-4)

e Patent belgesi alindiktan sonra puanin kazanilmasi

® e e e ()

Basvuru Yayin Arastirma inceleme
’ Raporu Raporu Belge:
N

3-4 Yl
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Icerik

e Yeni Model
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Yeni Model

e Olcitlerde patentin etkisinin artiriimasi,
puanlamada en yiksek degerlerde olmasi

e Patent puanlamasinin belge alindiktan sonra
degil, belge verme islemi slresince yapilmasi

- Basvuru

- YayIn

- Arastirma Raporu
- Inceleme Raporu
- Belge
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Ulusal Patent Basvurular Igin
Yeni Model

O O O O O
Basvuru Yayin Arastirma Inceleme Belge
Raporu Raporu

Patent basvurusu yapmis bir ogretim gorevlisinin basvurudan
itibaren patentin tesciline kadar kazanabilecegi toplam puan
katsayisi p ve patent basvuru sahip sayisi n ise, belge tescill

Islemi suresince puanlarin orani;
e Basvuru= 0,1p/n

e Yayin= 02p/n

e Arastirma Raporu= 0,3p/n

e Inceleme Raporu= 0,3p/n

e Belge= 0,1p/n
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Bagvuru Puani (0,1p)

, Yayin Aragtirma Inceleme
* Raporu Raporu

Belge

Kosul

e Tlrk Patent ve Marka Kurumu tarafindan basvurunun kabul
edilmesi

Gereksinim

e Patent basvurusu kabulline dair Tlrk Patent ve Marka
Kurumu’ndan alinan ilk resmi yazi* (basvuru-sekli eksiklik yok
veya basvuru-sekli eksiklik var)

* Basvuru tarihinden itibaren ortalama 1 ay icinde
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Basvuru Yayin Puani (0,2p)

o Y
Basvuru K _
Yayin o Arastirma inceleme Belge
Raporu Raporu
Kosul

e Basvurunun Turk Patent ve Marka Kurumu’nca Patent Resmi
Blulteninde yayimlanmasi

Gereksinim

e Patent Resmi Bulteninde yayimlanan basvurunun yayin sayfasi
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Arastirma Raporu

inter | Applisation No
PCT/1B2005/050721

AI. CLASSIFICATION OF %B&]ECTMT[EH

A
PC 7 F25B4L F25849/02

Acgoeding to Intematonal Peseni Classiicaiion (IPC) or ko both nalonal classBication and IPC

B. FIELDS SEARCHED

'n.lr decumantation ssarched (classiication system iilowad by clagsilication symbois]

IPC F258

Dogamentation searched cater than minimum dosumantstion bo e axdent thal such docamanis

are induded In the Relds seanched

EPO-Internal, FAJ

Elgehionic dala bass consuled during e Inlemabional search {name of data bases and, whare practicsl, seanch ms wssd)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * | Citation of doeamant, with indocation, whars sppsaprials, of ©a elevant passsges

I Aebevant i claim No.

A US 5 088 303 A (DA COSTA ET AL)

18 February 1992 (1992-02-18)

cited in the application

the whole document

A US 2002/174665 Al (PRITCHARD BRIAN W ET
AL) 28 November 2002 (2002-11-28)

the whole document

A PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
vol. 2000, no. 26,
1 July 2002 (2002-07-01)
| & JP 2001 263832 A (MITSUBISHI ELECTRIC
CORP), 26 September 2001 (2001-09-26)
abstract; figure 5

=

1-5

m Further decumeants ar Bsted in e continuation of b & IE Pabani

Tasmily mambars are lsted in annm:

* Special calegories of ched docurants m
A" gocument defining The penaral state of the: an which is no
cunisared 1o be ol paiticular fEkvancs

*P* document pubiished prior 1o the inlemational ling dale bul n the
laker than Tha priority dabe clakmed

ant publishad akes e Ismcalllgcala

™ docu
Nun:ﬁl,.':mnananm in corfic w‘!"ﬂe SppECHIGN bt
ied ho undarstand he Dfn:lulno theory urdédtying the

inverion
e nn—nu:.ru:rlbr_ru_uundmu ahei (h inlarmational e documant of panicular relovance: the slaimed
ling ca cannot ba cons: n:red Nl of Car :ll l:s ao sndu W H)

L m.lmgn-wm:r* may thiow doubts on priorty claimis) o Involve an e whan the: fmken along
wahich i ued'bﬂ abish I'!Wb‘f‘m o o anciar dacumen of pat Iur-u- hnd ned mnrunn
clacrcr oiner clal reasan (a3 speciied) cannct b4 nursmmmnv«wanllmve step whan a

0 document sele n|ng| o an oral disclosure, use, extibiion documsen r-r.nr-u:mnu wllr CFFS O Mates ohar =|u:| .I:-:u
e meang nr!ls. u:hw—t ke

8" d:u.rnnnl 'm:mh:rnrlhu sam patent lamiy

Arastirma Raporu (Teknigin bilinen
durumunun belirlenmesi), patent
basvuru konusu bulus ile dunyada
benzer patent basvurusu/belgesi veya
kamuoyunca erisilebilir yazili, s6zlU
veya gorsel her turlu bilginin tarandigi
ve bulusa en yakin belgelerin
listelendigi bir rapordur.

A: Teknigin bilinen durumu ile tam iligkili olmayan
dokiman

X: Teknigin bilinen durumu ile tam iligkili dokiman;
dokuman tek basina ele alindiginda bulusun yeni
ve bulug basamagina sahip oldugu sOylenemez

Y:Teknigin bilinen durumu ile iliski dokiman;
dokuman diger dokumanlarla birlikte ele
alindiginda bulusun yeni ve bulug basamagina
sahip oldugu soylenemez.
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Olumlu Arastirma Raporu Puani
(0,3p)

0,1p
Basvuru , K _
Yayin ., Aragtirma . inceleme Belge
", Raporu . Raporu
Kosul

e TUm istemler icin X dokumani bulunmayan rapor olmasi

Gereksinim

e Patent basvurusuna iliskin arastirma raporunun sunulmasi
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Inceleme Raporu

Box No.V  Reasoned statement under Rule 43bis.1(a){i) with reqard t¢
industrial applicability; citations and explanations supporting such stat

1. Statement
Movelty (N) Yes Claims 1-5
Mo:  Claims
Inventive step (IS) Yes: Clams 15
Mo:  Claims
Industrial applicabiity (1) Yag: Claims 1-5
Mo:  Claims

2. Citations and explanations

sie separate sheat

Box No. VIl Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the intemational application have

£o0 saparate sheet

Inceleme raporu; patent konusu
bulusun patentlenebilirlik kriterleri olan

*Yenilik
*Bulus basamagi
«Sanayiye uygulanabilirlik

kriterlerine gore degerlendiriimesidir.

Patent basvurusundaki tim
istemlerin bu 3 kriteri saglamasi
durumunda inceleme raporu
olumludur ve basvuru tescile
baglanir.
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Inceleme Raporu Puani
(0,3p) .-

o*
-
o A4
.
G
L 4
L 4

0,1p 0,2p 0,3p)— @ +—0.,1p
Basvuru .

* L4
Yayin Arastirma ‘." inceleme ”.' Belge
*
Raporu %,,..I.Q.apory_“w

Kosul

e Inceleme raporunda patent basvurusundaki en az bir istemin
patentlenebilirlik kriterlerini saglamasi

Gereksinim

e Patent basvurusuna iliskin inceleme raporunun sunulmasi
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Patent Belgesi Puanl
(0,1p)

0,1p 0,2p 0,3p Q : Q
Basvuru “‘“

Belge
Yayin Arastirma g
Raporu

inceleme
Raporu

Kosul

e Bulus konusu yapilan patent basvurusunun tescil edilmis olmasi

Gereksinim

e TlUrk Patent ve Marka Kurumu’ndan alinan patent belgesi
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UIusIara_raS| Patent
Basvurulari I¢cin Modelleme

e Ulusal Patent Basvurusuna verilen puanlara
gore daha yuksek puanlama yapilmasi

e Patent Isbirligi Anlasmasi’na gore yapilan
basvurular

e Avrupa Patent basvurusuna gore yapilan
basvurular

45/36



ulusal veya
uluslararasi

basvuru

PCT Sistemi

uluslararasi
basvuru icin
son tarih

DK DK ep

SE

US

ulusal faza
WO uluslararasi devam
inceleme
uluslararasi
arastirma &
uluslararasi

yayin
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PCT Sistemi Icin Model

Uluslararasi basvurudan tescil islemine kadar
Kazanilacak toplam puan katsayisi p olarak
velirlenirse;
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TESCIL veya RED - Ulusal Faz  Ulusal Faz Ulusal Faz ~ Ulusal Faz

A <4
/

0,1p 0,2p 0,3p .
Basvuru Yayin Aragtirma inceleme : ‘\\_
e Basvuru: p/n Raporu v Raporu v
® YaY| Nn: p/n Ulusal Faz Ulusal Faz Ulusal Faz Ulusal Faz

e Arastirma Raporu: p/n

e Ulusal Faza Giris: = =
— Her bir Ulkede tescil igin 0,1p/n PCT S I Ste m I
— Amerika icin 0,2p/n igi n M Od el

— Japonya icin 0,2p/n
— Avrupa Patenti icin 0,3p/n

NOT: Ulusal faza arastirma raporundan sonra girilmesi ve herhangi
bir Glkede tescil almasi halinde tescil puanina ek olarak inceleme

raporu puani da verilir. 48/36



Avrupa Patent Basvurulari

EPC yolu ile yapilan uluslararasi basvurudan
tescil islemine kadar kazanilacak toplam puan
katsayisi p olarak belirlenirse;

49/36



EP Sistemi Igln Model

Uye llkede
koruma talebi

.4 /
O O O O o \; Uye tilkede

»

koruma talebi
Basvuru Yayin Arastirma
Raporu

inceleme Belge

Raporu .
Uye ulkede

koruma talebi

e Basvuru: 0,1p/n

e Yayin: 0,2p/k

e Arastirma Raporu: 0,3p/n
e Inceleme Raporu: 0,3p/n

e Belge: 0,1p/n
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Puan Verilebilecek Diger

e Baska patent b!n-g!‘.\lﬂljrsl,l*'alﬁnl aIE)qus sahibi
olmasi: Basvuru sahibine bakilmaksizin
Universite mensubunun bulus sahibi oldugu
durumlarda da ayni modelleme gecerlidir.

eFaydall Model (artik on bir arastirma yapiliyor)
patent puaninin 1/5%; %10-20 basvuru kalani
arastirma-belge.

eTasarim: sadece tasarim (ve ilgili olabilecek
bolumlere, patent puaninin 1/5’i

eCitation (Basvuru + Arastirma raporu)

e Ek ve bolunmus patent s1/36



Puan Degerlerine Yonelik
Oneriler

e Oneri I

- Ulusal patent basvurularina verilecek toplam
puan (p) en az uluslararasi makaleye verilen
puan kadar olmasi

- Uluslararasi patent basvurularina verilecek
toplam puanin (p) uluslararasi makaleye
verilen puanin en az %50 daha fazla olmasi
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Puan Deé__erlerine Yonelik

sneri 11 ONeEriler

e Ulusal patent basvurularina verilecek
toplam puanin (p) uluslararasi makaleye
verilen puanin %50 daha fazla olmasi

e Uluslararasi patent basvurularina verilecek

toplam puanin (p) uluslararasi makaleye
verilen puanin 2 kati olmasi
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